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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DEUXIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 147-0 (1966)

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS ET PRINCIPES GENERAUX DES METHODES DE MESURE

Partie Zéro : Généralités et terminologie

PREAMBULE

un accord international sur les sujets examinés.
2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sop
3)- Dans le but d’encourager cette unification internationale, 13
possédant pas encore de régles nationales, lorsqu’ils prépar

les recommandations de la C E [ dans la mesure ou les co

4

circuits intégrés.
Elle constitue le dg

Les projets gui ond
furent discuté: es
Quinze proje b 26 ités nationaux pour approbation suivant la Regle des Six Mois en juillet, aofit

et novembre 1965 ¢h octobte 966 en septembte 1967 et en aolit 1968.

Israél

Ttalie

Japon

Pays-Bas

Pologne

! Royaume-Uni

Co e (Repubhque de) Suéde
Danemark Suisse
Etats-Unis d’Amérique Tchécoslovaquie
Finlande Turquie
France Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Iran Yougoslavie

Le Comité national néerlandais a voté contre la publication du paragraphe 3.5.

Le Comité national britannique a voté contre la publication des paragraphes 3.5 et 3.10,
Le Comité national sud-africain a voté contre la publication du paragraphe 3.10.

Le Comité national suisse a voté contre la publication du paragraphe 0.2 et du chapitre VI.
Le Comité national allemand a voté contre la publication du chapitre VI.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SECOND SUPPLEMENT TO PUBLICATION 147-0 (1966)

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES

AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 0 : General and terminology

FOREWORD

1) The.formal decis_ions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Techiical
National Committees having a special interest therein are represented, express, a
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are 3¢
sense.

3) In order to promote this international unification, the T E C expresses the wi
yet no national rules, when preparing such rules, should use the 1 E ¢
rules in so far as national conditions will permit.

4) Thq desirability is recognized of extending internafic Y g
natlonql standardization rules with these recorimendatiof of far as\na

at meetings held in P.

rs thrpugh an endeavour to harmonize
tional dowditions will permit. The National

The drafts used a f. . its prepa a'n result f QM WY k which started in Bad Kreuznach in 1963 and were discussed
D .

Fifteen drafts were citcylates i i
November 1965, in Octobg in Sex oY and in August 1968.

Korea (Republic of)
Netherlands
Poland
Romania
South Africa
Sweden
Switzerland
ance Turkey
Gernmiany Union of Soviet Socialist Republics
Tran United Kingdom
Israel United States of America
Japan Yugoslavia

The Dutch National Committee voted against the publication of Sub-clause 3.5.

The British National Committee voted against the publication of Sub-clauses 3.5 and 3.10.

The South-African National Committee voted against the publication of Sub-clause 3.10.

The Swiss National Committee voted against the publication of Sub-clause 0.2 and of Chapter VI.
The German National Committee voted against the publication of Chapter VI.
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Page 12
3. Articles généraux de la Publication 147-1
3.0 D¢éfinitions fondamentales

Les définitions ci-aprés sont applicables pour la présente

3.0.1  Valeur assignée

Valeur d’une grandeur électrique, thermique 6
les conditions de fonctionnement d’un composant dy
sitif électronique, etc., pour laquelle on peut

3.0.2 Valeur Limite

3.5.1

3.5

c’valeurs de la série R10, prises dans la Publication R3 de I’'ISO, sont:
1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0
Ces nombres peuvent &tre multipliés par 10”, ol z est un nombre entier qui peut &tre positif
ou négatif.
Si une préférence est donnée, ce doit &tre pour les valeurs dans I’échelle 1, 2, 5.

3.5.1.2 Dispositifs de puissance

Lorsque les caractéristiques électriques sont exigées 4 des tensions de référence égales ou
supérieures 3 200 V, on utilisera la série R10 dont certaines valeurs seront arrondies:

200; 250; 300 (315); 400; 500; 600 (630); 800; 1 000
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3. General clauses of Publication 147-1

3.0 Basic definitions

For the purpose of this Recommendation, the following definitions

3.0.1 Rating

The value of any electrical, thermal, mechanical or envirgnn
the operating conditions under which a component, machine;
expected to give satisfactory service.

Note. — Rating is a generic term, but see also rating (limiting

3.0.2  Rating (limiting value)

A rating which establishes either aNimiting’s bili a lisniting condition beyond which
damage to the device may occur.

Note. - Limiting conditions may be either as maximum ratings and minimum ratings

respectively.

Page 17
3.5 List of reco

1.0; 1.25; 1.6; 2.0; 2.5; 3.2; 4.0; 5.0; 6.3; 8.0; 10.0

These figures can be multiplied by 10%, where n can be a positive or a negative integer.
When a preference is given, this should be for the 1, 2, 5 scale.

3.5.1.2 Power devices

When electrical characteristics are required at reference voltages equal to or higher than
200 V, the R10 series is to be used, some values of this series being rounded off:

200; 250; 300 (315); 400; 500; 600 (630); 800; 1 000
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